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Introducao

A gquimica tem se mostrado, nas Ultimas décadas,
uma ciéncia verséati na resolu¢cdo de diversos
problemas de ordem ambiental, biotecnolégica,
industrial, dentre tantas outras aplicacdes. * A area
da quimica analitica possui papel especial neste
contexto, ao fornecer procedimentos capazes de
gerar informacgBes rapidas, confiaveis, com custos
reduzidos e de baixo consumo de reagentes. ? Sendo
assim, o objetivo deste trabalho foi voltado para o
controle de qualidade de vernizes frente ao
intemperismo natural. Na literatura, sdo descritos
métodos padrbes para este controle como os
designados pela ASTM (American Society for Testing
and Materials). ® Para o presente estudo foram
investigadas 16 amostras comerciais empregando um
equipamento convencional de fluorescéncia de raios-X
por dispersdo de energia em conjunto com a Analise
de Componentes Principais (PCA, do inglés, Principal
Component Analysis). Como resultado, pode-se inferir
sobre a qualidade (resisténcia) de cada verniz
analisado. Trata-se, portanto de uma aplicacédo
inovadora para uma técnica consolidada como a
Espectrometria de raios-X (XRS, X-ray Spectrometry),
aliada ao emprego de Quimiometria.

Resultados e Discussao

As amostras de vernizes foram aplicadas sobre
substratos de madeira polida, conforme recomenda a
norma ASTM D1641-7. Ao todo foram preparadas
trés réplicas para cada verniz e seis amostras de
substratos de madeira, sem recobrimento (total de 54
amostras). O tempo de leitura foi de 50 s e os
espectros foram obtidos na regido de 0 a 40 keV,
com resolucdo espectral de 0,02 keV. As amostras
foram expostas por um periodo de um ano e
analisadas em intervalos de 45 dias. Para comparar
os resultados obtidos, a degradacédo foi avaliada, em
paralelo, empregando Espectroscopia no
Infravermelho Médio (faixa espectral de 4000-400 cm’
. A regisio de interesse neste estudo é denominada
de espalhamento de raios-X (entre 18 e 24 keV) da
fonte de rédio (Rh). Esta regido esta diretamente
relacionada com elementos que apresentam
coeficientes de absorcdo baixos para raios-X, tais
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como, N, C, H e O. Além disso, inclui dois efeitos
concomitantes: Rh-Compton (Ka = 19,28 e Kb =
21,46 keV) e Rh-Rayleigh (Ka = 20,24 e Kb = 22,76
keV). O dado mais promissor € que 0s nove periodos
estdo sendo diferenciados, mostrando que as
amostras com tratamento de 45 dias ja apresentavam
alguma modificag&o, Figura 1.
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Figura 1. Graficos de scores para as técnicas XRS
em (a) e IV-médio em (b).

Com os dados de Espectroscopia no Infravermelho
Médio verificou-se que a faixa de 1800-1700 cm™ foi
uma das regifes que influenciou a separacdo das
amostras antes de serem expostas ao intemperismo.
Esta regido representa grupamentos organicos com
duplas ligagcdes (C=C, por exemplo) que estdo
diretamente ligados as resinas presentes nas
composi¢cdes dos vernizes.

Conclusdes

A metodologia desenvolvida foi eficiente na avaliagéo
do desempenho dos vernizes estudados. Algumas
caracteristicas podem ser atribuidas ao método, tais
como, rapidez, caracteristica indestrutivel e inovagao
para o controle de qualidade.
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